Solution for researching

Probador De Cortocircuito De Resistencia De Aislamiento Para

Celdas De Bateria Para Una Seguridad Eléctrica Y Control De

Calidad Avanzados

Numero de articulo: CD15

Introduccion

Evalle la integridad del aislamiento de las
celdas con nuestro probador de cortocircuitos
de nucleos de bateria de alta precisién. Con una
salida de CC continua de 25V a 1000V,
temporizadores de retardo programables,
descarga automatizada rapida e integracién
remota mediante PLC, garantiza una garantia

de calidad confiable en lineas de fabricacién de
alto rendimiento.

Aprende mas

Aplicacion Descripcion Beneficio clave

Prueba de integridad del separador de
celdas tipo bolsa

Control de calidad de bobinado de celdas
prismaticas y cilindricas

Validacién de electrolitos de baterias de
estado sélido

Aislamiento dieléctrico de
supercondensadores

Aislamiento de barras colectoras de
modulos y paquetes de baterias

Clasificacion automatizada de celdas en
linea

Verificacién de aislamiento de alto voltaje en las pestafas del
catodo y anodo antes de la inyeccion de electrolito.

Cribado de ruptura dieléctrica de rollos desnudos y pilas de
electrodo-separador bajo polarizacién de CC controlada.

Caracterizacién de alta resistencia de ldminas de electrolito
sélido de ceramica, polimero y compuesto.

Prueba de corriente de fuga con retardo controlado en capas
dobles electroquimicas de alta capacitancia.

Prueba de resistencia de aislamiento entre terminales de celda,
placas de enfriamiento, carcasas estructurales y barras
colectoras.

Integracion en estaciones de clasificacién automatizadas
mediante control PLC y telemetria RS232.

Detecta microdesgarros y desalineacién del separador antes del
llenado quimico irreversible.

Elimina riesgos de cortocircuito causados por rebabas metélicas,
contaminacion por particulas y salientes de lamina.

Proporciona resolucién de fuga en microamperios a través de
gradientes de alto voltaje para confirmar la densidad cerdmica.

Compensa la corriente de absorcién capacitiva para obtener
mediciones de fuga precisas y en estado estacionario.

Garantiza el cumplimiento de las normas internacionales de
seguridad eléctrica de alto voltaje (por ejemplo, UN 38.3, UL
2580).

Permite el cribado pasa/no pasa en menos de un segundo con
registro automatico de datos de prueba para una trazabilidad
total.

Parametro de especificaciéon Configuracién estandar (CD15) Variante personalizada de bajo voltaje (CD15-LV)

Rango de voltaje de salida
Resolucién de ajuste de voltaje
Precision de ajuste de voltaje
Precisién de medicién de voltaje
Corriente de salida méxima
Modo de salida

Voltaje de aislamiento

Rizado de voltaje (1000V sin carga)

25V [ 1000V CC

1Vv

+(2% del ajuste + 2 digitos)
+(2% de la lectura + 2 digitos)
1mA

Tierra flotante

+1000 V

= 5Vp-p

8V [ 1000V CC

1v

+(2% del ajuste + 2 digitos)
+(2% de la lectura + 2 digitos)
1 mA

Tierra flotante

+1000 V

= 5Vp-p
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Parametro de especificacion Configuracion estandar (CD15) Variante personalizada de bajo voltaje (CD15-LV)

Rizado de voltaje (1000V a plena
carga)

Tasa de regulacién de carga
Tiempo de subida de salida
Resistencia de descarga automatica

Rango y precisién del tiempo de
retardo

Rango y precisién de la duracién de la
prueba

Resistencia de aislamiento Nivel 1
Resistencia de aislamiento Nivel 2
Resistencia de aislamiento Nivel 3
Pardmetros mostrados principales
Légica del comparador

Modo de deteccién automatica
Verificacién de contacto capacitivo

Configuracién de velocidad de
muestreo

Capacidad de almacenamiento de
paréametros

Interfaces de control externo
Entorno operativo

Requisitos de fuente de alimentacién

Dimensiones externas (An x Al x Pr)

Accesorios estandar incluidos

= 10 Vp-p

1% (de plena carga a sin carga)
15 ms (sin carga, Umax)

20 kQ (descarga 1 uF a 1000V en 200 ms / constante RC)

0.1s[] 999.9s; £(0.1% del ajuste + 1 digito)

0.5s[] 999.9s; +(0.1% del ajuste + 1 digito)

2.000 MQ ] 200.0 MQ; +(2% de la lectura + 5 digitos)

200 MQ ] 4000 MQ; *+(5% de la lectura + 5 digitos)

4000 MQ ] 9999 MQ; +(10% de la lectura + 5 digitos)
Resistencia de aislamiento (MQ), Corriente de fuga (mA/pA)
Cribado independiente de limite superior / limite inferior
Prueba continua con salida de alto voltaje sostenida

Médulo de hardware opcional

Répido, Medio, Lento

100 grupos de memoria de recetas

Puerto serie RS232, interfaz PLC aislada
0°C[] 40°C, 20% HR[ 70% HR
CA 220V * 10%, 50/60 Hz, 100 VA

300 mm x 88 mm x 380 mm (altura de los pies: 15 mm
excluidos)

Manual de usuario x 1, cables de prueba de 1m x 1, cable de
comunicacién x 1
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= 10 Vp-p

1% (de plena carga a sin carga)
15 ms (sin carga, Umax)

20 kQ (descarga 1 pF a 1000V en 200 ms / constante RC)

0.1s[] 999.9s; £(0.1% del ajuste + 1 digito)

0.5s[] 999.9s; £(0.1% del ajuste + 1 digito)

2.000 MQ [] 200.0 MQ; (2% de la lectura + 5 digitos)

200 MQ [J 4000 MQ; +(5% de la lectura + 5 digitos)

4000 MQ [] 9999 MQ; +(10% de la lectura + 5 digitos)
Resistencia de aislamiento (MQ), Corriente de fuga (mA/pA)
Cribado independiente de limite superior / limite inferior
Prueba continua con salida de alto voltaje sostenida

Médulo de hardware opcional

Répido, Medio, Lento

100 grupos de memoria de recetas

Puerto serie RS232, interfaz PLC aislada
0°C[] 40°C, 20% HR[J 70% HR
CA 220V *+ 10%, 50/60 Hz, 100 VA

300 mm x 88 mm x 380 mm (altura de los pies: 15 mm
excluidos)

Manual de usuario x 1, cables de prueba de 1m x 1, cable de
comunicacién x 1

info@kindle-tech.com | https://kinteksolution.com


mailto:info@kindle-tech.com
https://kinteksolution.com?utm_source=pdf

